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Dyrektor Zaidadu Dlugesdci i Kata Dyrektor Zaidadu Eleitrycznego
Zhigniaw Ramotowsii Elzbiata Michniewicz

Kigrownictwo GUM

Paulina Kaminsia z Biura Meatrologii
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Prawngj GUM

Patrycja Rusikowska z Zakdadu
Promigniowania i Drgan GUM

Pawet Fotowicz z Zaidady Fodczas obrad iongrasu
Promigniowania i Drgan GUM

Prezes GUM Janina Maria Popowsia
podczas spoticania konczyceyo
Kongras

Prezes GUM Janina Maria Fopowsika

Przadstawiciele GUM podczas obrad  Przewodniczacy i<ongrasu, Rektor
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Kongresuy Folitachniki Swiatoirzysiiej - prof. dr
hab. inZ. Stanistaw Adamczak, dr
h.c. (brzemawia) i Przewodniczycy
ilomitatu Matrologii i Aparatury
Naukowej, Kierownii ilatedry
Matrologii Eleitroniczngj, prof.
Janusz Mroczia (sisedzi)

Radca Prezesa GUM Jerzy Sesja plakatowa podczas iongrasu
Borzyminski

Sesja plakatowa podczas Kongrasu Wyidad Dyreitor Zaidadu
Eleitrycznago Elibiety Michniewicz

Zwigdzanie Laboratorium Zaidady
Elektrycznego Politechniki
Swiatokrzyskigj

0d 19 do 22 czerwca w Kielcach i w Sandomierzu odbywat sie VI Kongres Metrologii.
Jest to cykliczna krajowa konferencja naukowa adresowana do wszystkich krajowych
srodowisk metrologicznych. Tegoroczny Kongres, ktory odbywat sie pod hastem
~Metrologia krélowa badan stosowanych”, zostat zorganizowany przez Politechnike
Swietokrzyska oraz Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk.
Kongresowi przewodniczyt i patronowat Rektor Politechniki Swietokrzyskiej, prof. dr
hab. inz. Stanistaw Adamczak, dr h. c. W obradach uczestniczyt Przewodniczacy
Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. inz.
Janusz Mroczka.

Gtéwny Urzad Miar aktywnie uczestniczyt w Kongresie Metrologii. Pracownicy Urzedu
przedstawili dwanascie referatéw, w tym na specjalnej sesji GUM i w trakcie dwdch
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wyktaddw plenarnych. W obradach uczestniczyto kierownictwo GUM, na czele z pania
prezes Janing Marig Popowska.

Ponizej tematy referatéw, ktére przedstawili na kongresie pracownicy GUM. Tresci
referatéw beda juz wkrétce dostepne na stronie internetowej GUM.

1. Jerzy Borzyminski: Kierunki rozwoju terminologii metrologicznej w pracach
Miedzynarodowego Biura Miar i Miedzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej

2. Albin Czubla: Precyzyjny swiattowodowy transfer czasu i czestotliwosci w relacji
GUM-AOS (420 km)

3. Pawet Fotowicz: Historyczna droga ksztattowania sie teorii niepewnosci pomiaru

4. Pawet Fotowicz: Wspoétczesne podejscie dotyczace wyrazania niepewnosci pomiaru
5. Paulina Kaminska: Zmiany w podejsciu do prawnej kontroli metrologiczne;j

6. Robert Kordulasinski: Stanowiska pomiarowe do badania analizatoréw wydechu

7. Elzbieta Michniewicz: Misja, rola i zadania Gtéwnego Urzedu Miar, jako NMI, w
Swietle dokumentéw miedzynarodowych i krajowych

8. Zbigniew Ramotowski: Europejska wspétpraca metrologiczna w ramach programéw
EMRP i EMPIR - udziat GUM w wybranych projektach

9. Patrycja Ruskowska: Podstawowe jednostki miar a state fizyczne - rekomendacje
XXIV. Generalnej Konferencji Miar

10. Grzegorz Sadkowski: Zaawansowane metody wzorcowania obcigzen
przektadnikéw

11. Piotr Sosinowski: Modernizacja przesuwu karetki pomiarowej na stanowisku
komparatora interferencyjnego do wzorcowania wzorcéw kreskowych

12. Robert Szumski: Pomiary dtugich ptytek wzorcowych na zmodernizowanym
stanowisku pomiarowym z interferometrem laserowym



